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Thermal behavior of phlogopite crystals from different natural deposits has been studied with X-ray diffraction within temperature range of 90-1200 K. Experimental definition of coefficients of thermal expansion (CTE) has been  carried out with DRON-2.0 device supported with low- and high-temperature supplementary equipment URNT-180 and UVD-2000. The registration of the basal difractional reflections 0012 
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- radiation. The dependence of changing of the CTE depending on the temperature of a crystal has been found. The influence of genetic features of a crystal on the thermal expansion characteristics is being discussed.    
Слюда, являясь качественным природным изолятором, обладает  комплексом физических свойств, позволяющим  широко использовать его в различных отраслях промышленности: электротехнике, радиотехнике,   в лакокрасочной промышленности. Технические условия предполагают их эксплуатацию в различных температурных режимах в широком интервале температур. Поэтому представляет интерес изучение свойств слюд, как при низких,  так и при высоких температурах. 
Целью данной работы является исследование поведения коэффициентов теплового расширения (КТР)  слюды флогопита  в направлении (00l)  в интервале температур 90-1200К. Верхняя граница для каждого образца определяется температурой высокотемпературного фазового перехода [1]. 
Метод рентгеновской дилатометрии позволяет определять КТР анизотропных кристаллов, при этом определенная методом рентгеновской дилатометрии величина КТР является параметром, характеризующим непосредственно кристаллическую структуру  исследуемого объекта. 

Исследование выполнено на установке ДРОН-2.0 с низкотемпературной и высокотемпературной приставками УРНТ-180 и УВД-2000 соответственно. 

Исследованы существенно  отличающиеся генетически флогопит из Главной флогопитовой залежи Ковдорского месторождения, принадлежащего комплексу ультраосновных щелочных пород и карбонатитов и флогопит Арябиловского месторождения Алданской слюдоносной провинции комплекса докембрийских высокомагнезиальных метаморфических пород. Величина КТР определялась по  базальному дифракционному отражению 0012 (
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- излучении. Погрешность определения значения угла дифракционного отражения составляла 
[image: image5.wmf]о

01

,

0

£

D

J

, температуры  - 
[image: image6.wmf]K

3

,

0

±

, что обеспечило для отражения 0012 величину 
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Средние значения КТР для всего интервала температур  исследованных образцов следующие: у ковдорского  флогопита 
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, у алданского  флогопита значение  
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 несколько выше
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. Однако в разных температурных интервалах КТР исследуемых флогопитов существенно отличаются. КТР ковдорского флогопита монотонно увеличивается с ростом температуры от минимального значения 
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 в интервале температур 113-208К  до 
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 в интервале 574-887К. В предшествующем разрушению структуры интервале  температур КТР ковдорского флогопита уменьшается  до 
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. У алданского флогопита наблюдается минимальное значение КТР в интервале 208-300К 
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. На границах исследуемого температурного интервала значения КТР 
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 и перед термическим разрушением структуры 
[image: image16.wmf](

)

(

)

(

)

1

6

1134

974

10

74

,

0

45

,

18

град

-

-

×

±

=

a

. Т.е. деформация кристаллической решетки ковдорского флогопита минимально при низких температурах и увеличивается с ростом температуры. У алданского же флогопита наиболее существенная деформация кристаллической структуры наблюдается при понижении температуры ниже 200 К и в интервале 
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Наблюдаемые отличия изменения КТР исследованных кристаллов флогопита, возможно, являются следствием их генетических особенностей,  в частности наличия в этих кристаллах микропримесей слоистых силикатов с близкой к флогопиту  структурой, отличающихся разной формой вхождения в структуру групп 
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